PROIZVODNIJA IN LOGISTIKA

\/sestranska kombinacija tehnologije
za 3D-meritve visoke locljivosti

Novi 3D-senzor z vgrajenim racunalnikom za primerjavo 3D-tock v
oblaku zdruzuje triangulacijo, stereometrijo in fazni zamik.

Vedno vedja pri¢akovanja zaradi globalne konkurence postavljajo
proizvodna podjetja s stalnimi tehni¢nimi izzivi pred sodobne
zmogljivosti senzorske tehnologije. S kombiniranjem vec tehno-
logij merjenja in metod osvetljave lahko sodobne resitve kontrole
istocasno izpolnjujejo razli¢ne zahteve. Z edinstveno kombinacijo
triangulacije, stereometrije in faznega zamika linijske projekcije
senzor premosti 3D-obliko zajemanja in natan¢nost velikosti, kar
ga opredeljuje kot prilagodljiv in univerzalni sistem za merjenje
3D-oblike in 3D-robotsko vodenje.

Preverjanje ravnih povrsin glede udrtin in zarez, merjenje
premera odprtin ali ustvarjanja prostih oblik povr$in za CAD-uje-
manje so raznolike naloge med pregledom povrsine plocevine ali
injekcijsko brizganega plasti¢nega dela. Na podlagi stereometrije
in aktivne triangulacije lahko novi senzor obravnava vse te naloge
z enim samim postopkom brezkontaktnega merjenja pri razli¢-
nih hitrostih s spreminjajo¢o se osvetljenostjo. Odkar je merilna
naprava lahko name$cena na roko robota, ta fleksibilnost optimira
merilne cikle v visokoavtomatiziranem proizvodnem okolju. Nad-
zor kakovosti ter raziskave in razvoj so tako dodatna pridobitev
zaradi vsestranske uporabnosti senzorja.

Prilagodljiv linijski vzorec za najvecjo natancnost

S stereometri¢no strukturo z dvema kamerama senzor uporablja
triangulacijo - za predstavitev lastnosti povrsine testnega predme-
ta v 3D z najvecjo natancnostjo. Glede na uporabljene nastavitve
se za osvetljevanje lahko uporabi linijski ali naklju¢ni vzorec.

V linijski projekciji je ¢asovno zaporedje vzporednih vzorcev z
razli¢nimi ravnmi svetlosti projicirano na objekt. Kamere zajemajo
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modulirane porazdelitve svetlosti na znane perspektive (triangu-
lacijski kot) in to posredujejo v algoritem, da izra¢una koordinate
objekta. Projiciranje linijskega vzorca z digitalno mikrozrcalno
napravo omogoca, da se linijski vzorci prilagodijo in projicirajo

z zelo veliko hitrostjo. S sinusnim krivuljnim vzorcem v faznem
zamiku senzor potrebuje le dve tretjini posnetih slik, ki bi bile
sicer potrebne za konvencionalen sivokodni vzorec. Ob osvetlitvi
z visokozmogljivimi LED z visoko svetilnostjo senzor zagotavlja,
da se v kamere vrac¢a dovolj odbite svetlobe. Tako se lahko zelo
tezavne povrsine hitro izmerijo z visoko lo¢ljivostjo z natan¢nostjo
mikrometra. Enostavno spreminjanje $irine linijskega vzorca omo-
goca optimalno osvetlitev za vsako nalogo merjenja. Tako so tudi
povrsine z visoko modulacijo enostavne za merjenje. [ Pripravil:
Mihael Debevec |
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